


























































专利名称(译) 血糖水平测量仪

公开(公告)号 US20050250999A1 公开(公告)日 2005-11-10

申请号 US11/008360 申请日 2004-12-10

[标]申请(专利权)人(译) CHO OK KYUNG
金伦
永田KOJI
MITSUMAKI HIROSHI

申请(专利权)人(译) CHO OK-KYUNG
金润玉
永田KOJI
MITSUMAKI HIROSHI

当前申请(专利权)人(译) HITACHI，LTD.

[标]发明人 CHO OK KYUNG
KIM YOON OK
NAGATA KOJI
MITSUMAKI HIROSHI

发明人 CHO, OK-KYUNG
KIM, YOON-OK
NAGATA, KOJI
MITSUMAKI, HIROSHI

IPC分类号 A61B5/01 A61B5/00 A61B5/026 A61B5/145 A61B5/1455

CPC分类号 A61B5/01 A61B5/1455 A61B5/14532 A61B5/0261

优先权 2004140159 2004-05-10 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

基于温度测量，非侵入地测量血糖水平。通过基于血氧饱和度和血流量
校正由温度测量系统获得的无创血糖水平测量值来稳定测量数据。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/a174c641-ec6c-4c51-8a91-75d613654897
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/034927730/publication/US2005250999A1?q=US2005250999A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220050250999%22.PGNR.&OS=DN/20050250999&RS=DN/20050250999

